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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
A FIBRES OPTIQUES -
METHODES FONDAMENTALES D'ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-12: Essais — Impact

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mondial alisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de a a pouyr objet de
favorlser Ia cooperatlon |nternat|ona|e pour toutes les questions de norm ines de

des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécificatiofis access S (PAS) et des
Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaborati é ités d'études,
aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le suje i{é Les orgamsatlons
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en I|a|s participent également aux

travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Ipt afion (ISO), selon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant présentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les UJetS étudies queNes Comités nationaux de la CEI
intéressés sont représentés dans chaque cgmit¢

Les Publications de la CEIl se présentent seus |2 3 anda ons internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de la . aisefinables sont entrepris afin que la CEI

s'assure de I'exactitude du contenu techniqué de ses putblications; la CEl ne peut pas étre tenue responsable de
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétati i i un quelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager I'u Com és’nationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de ublications de la CEIl dans leurs publications
nationales et régionale s Publications de la CEIl et toutes publlcatlons

La CEIl n’a pré 5S¢ arquage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pd QUi X ormes a une de ses Publications.

Tous les utilisateur ivepths'a S S en possession de la derniére édition de cette publication.
Aucune i it @ i ce a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y cempks s pasticuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de fa.C ¢judice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage d soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice ant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute

référencées est obligatQire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée_gur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 61300-2-12 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs
d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEl:
Fibres optiques.

Cette deuxieme édition annule et remplace la premiére édition parue en 1995. Cette édition
constitue une révision technique. Parmi les changements techniques spécifiques introduits
dans cette nouvelle édition, figure le remplacement de la méthode du marteau-pilon par la
méthode de la chute libre.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 2-12: Tests — Impact

FOREWORD

nga |zat|

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization fr st
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The
international co-operation on all questions concerning standardization in the e
this end and in addition to other actlvmes IEC publlshes International 3 ards) ical Specifications,
Technical Reports,

comprising
promote

the latter.

IEC provides no frarkin
equipment decl

All users should ensuyé

members of its teghnisal e C Natlonal Commlttees for any personal injury, property damage or
other damagg atsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses a isi gation, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

Attentioq i ative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensab c pplication of this publication.

Attention is drawq to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shalVnot be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61300-2-12 has been prepared by sub-committee 86B: Fibre optic
interconnecting devices and passive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1995. It constitutes a
technical revision. Specific technical changes from the previous edition include replacement of
the hammer drop method with the free drop method.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

86B/2135/FDIS 86B/2195/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CEI 61300 comprend les parties suivantes, regroupées sous le titre gé
d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques — Méthodes fg
et de mesures:

éral Dispositifs
Wales d'essais

Partie 1: Généralités et guide
Partie 2: Essais
Partie 3: Examens et mesures

g avant la date de
h" dans les données

Le comité a décidé que le contenu de cette publicati
maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sou
relatives a la publication recherchée. A cette date, la

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée,
*+ amendée.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

86B/2135/DIS 86B/2195/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 61300 consists of the following parts, under the general title Fibre o
devices and passive components — Basic test and measurement procedu

interconnecting

Part 1: General and guidance
Part 2: Tests
Part 3: Examinations and measurements

'r ain unchanged until the

maintenance result date indicated on the IEC web site yhderlhttp://Webstoresiec.ch” in the data

* reconfirmed,
* withdrawn,
* replaced by a revised edition, or

QQ%@\@
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DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
A FIBRES OPTIQUES -
METHODES FONDAMENTALES D'ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 2-12: Essais — Impact

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 61300 est consacrée a I’évaluation de l'aptitude d'un dispositif
passif a fibres optiques a résister a des impacts qui peuvent étre rg trés en cours
d'utilisation. L'impact peut étre un impact localisé, une série d'impacts a objets durs ou
un impact normalement associé a la chute du dispositif.

2 Reéférences normatives

datées, la derniére édition du document de référe
amendements).

CEI 61300-3-1, Dispositifs d'interconpfiexion € esants passifs a fibres optiques -
Méthodes fondamentales d'essais et de
visuel

Deux méthodes néthode A, un spécimen est attaché avec une longueur
de cable de fagon ¥ po ir brement selon un mouvement pendulaire et a heurter
une surface d'impagh Y S , le spécimen est laché de maniére a permettre des
chutes libres a pé Qsithe Vil est maintenu en suspension. Il y a défaillance lorsque
la fonction e : degré tel que le dispositif ne satisfait plus aux exigences de la

Le matériel comprendfes éléments suivants.

4.1 Méthode A — Chute pendulaire
4.1.1 Dispositif de fixation

Le dispositif de fixation doit pouvoir étre monté sur toute surface verticale rigide adéquate. Si
le dispositif posséde un cable attaché, ce cable doit é&tre monté sur la fixation de maniéere a lui
permettre de se balancer librement pour passer de la position horizontale a la position verticale.
Un exemple de montage adapté est représenté a la Figure 1. Pour les dispositifs sans cable
attaché, une des deux options suivantes doit étre utilisée :

a) un adaptateur d'un ensemble de connecteurs ou une autre fixation de poids équivalent ou
inférieur doit étre monté de maniére a ce qu'un cable pour cordons puisse étre fixé ou

b) la méthode B doit étre utilisée.
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